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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 32C: Miniature fuses, of IEC technical
committee 32: Fuses.

This bilingual version (2015-01) corresponds to the English version, published in 2006-09.

The text of this amendment is based on the following documents:

F

om voting indicated in the above table.

T

T
reg
" I,_

A

—_

P

pliblication will be

FDIS Report on voting
32C/395/FDIS 32C/400/RVD

L1l information on the voting for the approval of this amendment car

ne French version of this amendment has not been vote upon

ne committee has decided that the contents of this amend PN ill
main unchanged until the maintenance result date web site und
i At this date, the

W
-

reconfirmed,

withdrawn,

replaced by a revised edition, or
amended.

9,

hge 3

ONTENTS
Hd, aftepClad ollowing new Clause heading:

B Manufacty idation programme

hge 5

F

DREWORD

Add the following new paragraphs 7), 8) and 9) to the first part of the Foreword:

7)

8)

9)

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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Replace the last paragraph on page 5 by the following:

The basis for this standard is the harmonization of the USA national standard, UL 1020, fifth
edition (withdrawn 2003), and IEC 60691, second edition, together with its amendments 1
and 2.

Page 7

Replace the first paragraph by the following:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged. until
tne maintenance result date!) indicated on the IEC web site under "http: bstore.iec;ch" |n
the data related to the specific publication. At this date, the publication w4

Albilingual version of this amendment may be issued at a later date

Afd the following footnote to the bottom of page 7:

1)| The National Committees are requested to note that for this publication sult date is 2009.

Page 13
2| Normative references
A

A

g

Afld, after IEC-'60664<1, the following:

Amendment 1 (2000)
Amendment 2 (2002)

Replace the reference to IEC 60695-10-2:1995 by the following:
IEC 60695-10-2:2003, Fire hazard testing — Part 10-2: Abnormal heat — Ball pressure test
Add, after IEC 60695-11-10:1999, the following:

Amendment 1 (2003)
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Add, after IEC 60730-1:1999, the following:
Amendment 1 (2003)

Delete the reference to UL 1020:1994.

eplace the existing definition 3.7 by the following:

lot duty
ting assigned to a switching device that controls the coil of ax
d¢vice such as a solenoid, relay or contactor

R
3)7
P
rg

Page 19

5! General notes on tests

Upless otherwise specifig
conditions:

ied out under the following atmospher

bmperature:
elative humidit

-
R
Alr pressure:
W

In every test report;“the ambient temperature shall be stated. If the standard conditions f
rdlative_humidity or pressure are not fulfilled during the tests, a note to this affect shall L
adlded to'the report.

iC

pt

e

pr
e

If the result of a test is influenced, to an appreciate extent, by the position and method of
mounting of the specimen, the most unfavourable condition shall be chosen for the relevant

tests and recorded.

If a thermal-link has been specifically designed for use in a special type of equipment and
cannot be tested separately, the tests of this standard shall be performed in that equipment or

in the relevant part of it, or similar.

When testing a homogeneous series of thermal-links, all the tests shall be applied to thermal-
links with the lowest and highest T;. Thermal-links with intermediate rated functioning

temperatures need only be subjected to tests according to 10.6, 11.2, 11.3 and 11.4.
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The total number of specimens required is 45. Out of a total of 45 specimens, 15 are kept as
spares in case some of the tests have to be repeated. Out of a total of 45 specimens, 30 are
divided into groups assigned an alphabetical letter from A to J. Each group consists of three
specimens. In general, tests shall be performed in the order indicated in Table 1 but, if so
required, tests may be repeated, for example the test on marking (see Clause 7). Additional
samples may be needed according to Note 2 of Table 1.

NOTE 1 For optional tests, additional samples will be required per the annexes.

If, in any of the tests carrled out in accordance W|th any clause a failure is reported the

rgport and the correct|ve act|on at a minimum, that test sequence shall be repeated on twrce

thle number of revised specimens and no further failures are allowed.

w|thout contacts.

NOTE 2 In the USA the conductive heat ageing test is required to be de
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Table 1 — Test schedule
Clause or Test Specimen groups
subclause cloplelFlae!|H | J
I Marking (rub test) X
9 Mechanical requirements
9.2* Tensile force X
9.3* Thrust force X
9.4 Bending/twist force X
1( Electrical requirements /\
14.1* Creepage distances and clearances /)Q 2(\
14.2* Temperature and humidity cycle conditioning X | X | X /\\{ X
19* Resistance to rusting (ferrous parts only) X | X | X \ \/
14.3* Dielectric strength (if applicable) X | X | X \ X\ X
14.4* Insulation resistance (if applicable) X | X X \ ;( \>§
14.5* Resistance to tracking ) X(RX
14.6 Interrupting current ( (\ } X
14.7* Transient overload current (\8\,/%/ N X
11 Temperature tests < < h C K \/ )\/
1.2 Check on T, L X x|/
11.3 Check on T, followed by dielectrjc test and X | X
insulation resistance ( (\ >
11.4 Ageing D) X X X | x| x
step 1 (optipnal) y y)
step 2 (ma
14.3 D\i\’:il%%n th '\~ X | x x | x X
1d.4 InsulatioRwesistance x | x X
7 k% (VNJMpection only) X | X
NOTE 1 For homow series, tests marked with an asterisk may be omitted for intermediate ratings.
NOTE 2 If'\the conditions of voltage, power and current in c), d) and e) of 10.6.2 are not covered by one test,
a minimum of three samples should be tested for each condition.

Page 23

7 Marking

Replace, on page 25, the penultimate paragraph of Clause 7 (which starts with “The marking
in accordance with a), b), c) etc.)* by the following:

If the thermal-link is small in size, and not intended to be replaced, the markings in
accordance with a), b), ¢) and d) above shall be printed on the packaging, together with a
reference to this standard.
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Page 25

8 Documentation
Delete all three NOTES in this Clause.

Add the following new item e):

e) thermal-links small in size and not intended to be replaced.

NOTE 1 In order to avoid possible damage to the thermal-link, the manufacturer should be consulted wWhen
the end-use application involves sealing in or the use of cleaning solvents.

NOTE 2 For reasons of safety, it should be made clear in the documentation that/a themyal-link is a ngn-
repairable item and that, in case of replacement, an equivalent thermal-link from anufacturer apd
having the same catalogue reference should be used, mounted in exactly the sam

NOTE 3 Catalogue or reference numbers should define those parameters
voltage, which together classify a thermal-link.

s\temperattire, ctyrent apd

Page 25

9| Mechanical requirements
Replace, on page 27, the fifth paragrap

For current-carrying parts, temperature
I§C 60730-1.

Page 29

91 Lead sec es

plete the last parag
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Page 31

9.4 Bending/twist test

Replace the existing Figure 1 by the following new Figure 1:

Thermal-link
rigidly supported
I

v

Step 1: Bend

IEC 2769/02

Insert,.before Notes 1 and 2, the following new text:

IfLitis necessary to inqutiga’rp an inqnlating material the fnllnwing standards shall be used :
IEC 60085, IEC 60216-1, IEC 60695-2-11, IEC 60695-10-2, IEC 60695-10-3, IEC 60695-11-
10 and IEC 60695-11-20.

Exception: Seals and potting compounds not relied upon for contact alignment or secureness of leads may be
subjected to the seal ageing test specified in Annex E.
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Page 33

10.1 Creepage distances and clearances

Delete all text from the fourth paragraph inclusive, up to Table 3.

Page 35

10.2 Humidity conditioning

REgplace, in the second sentence, “of 10.2.1 and 10.2.2 below” by “specified
Afld the following new text:

For temperature and humidity cycle conditioning, the thermal-lipk

tg three complete conditioning cycles. Each cycle shall consis
immediately (within 15 min) by at least 24 h at (35 + 5) °C
fallowed by 8 h at (0 + 2) °C.

NOTE The dielectric and insulation resistance tests are p
cdnditioning chamber.

Page 37

Delete the title and text of both 10.2.1 4

Page 39

10.5 Resistan@
Delete, after the firs

orfder to determin

remaining text in this subclause (where it begins “

ne

n
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Page 41
10.6 Interrupting current
10.6.2 Specific conditions
Replace the existing Table 5 by the following new Table 5:
Table 5 — Test current for interrupting test
Type of rating Rated in Test current Power factor
Resistive AC amperes 1,5 times rated current 95 - 1,0
Inductive AC amperes 1,5 times rated current (\ N\ 0\6\
DC amperes Current \ \ -

Motor AC locked rotor 6 times full-load curre, 0, —\b>5/
Amperes (LRA)

DC amperes 10 times fuII-IoM\t \\ \ -

Rilot duty AC volt-amperes 10 times \%/\ \ \ \/ 0,35

Electric discharge lamp | AC amperes 4 times[éteg/c\urr&\ > 0,4-0,5

1 Or the specified value, such as horsepower, if locked rot{zr"a\r)\ggpé }'/atiyg\is}rQitted.

g] Compliance is checked i § rmal-links rated 249 °C or lower, the

an 2 K below the lowest tolerance. Fpr
thermal-links rated| a ' a tolerance of T; %, the sample shall he

-20°
placed in a 2 1bilig gmperature of T;—22 K, or as declared by the
manufacturer,Nodin i 2 K\below the lowest tolerance. The temperature of the
oven shall thenfe ilize. eroral links, rated 249 °C or lower, and 250 °C or highgr,
shall then bedengryized and the oven temperature increased at the rate of (2 £ 1) K/mjn

and the test skall\be d“until the thermal-link functions or the oven temperatufe

may ‘operate immediately after being energized, in which case the temperature
ecessary and the test may be stopped.

AQd the following mew’ note at the end of 10.6.2:

NOTE 2 <Fhe main purpose of this test is to evaluate the mechanical and electrical integrity of the thermal-link |to
inferrupt a certain load.

Page 45
10.8.2 Method

Replace, in line 8, “.. of the appropriate size.” by “.. having a cross-sectional area as indicated
in Table 10.2.1 of IEC 60730-1.”
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Page 47
11.2 Rated functioning temperature, T;

Replace the existing subclause by the following:

Thermal-links shall be exposed, in the test oven or oil bath, to T; — 12 K or as declared by the
manufacturer but not higher than 2 K below the lowest tolerance for devices rated less than

250 ° ntil the temperature h tabiliz hown when tw n tive r in taken
5|min apart are within 1 K of each other. For devices rated 250 °C or higher, the thermal-links
shall be exposed to T; — 22 K, or as declared by the manufacturer, but not higher than)2|K
below the lowest tolerance. The temperature shall then be stabilized; shQqwn when two
consecutive readings taken 5 min apart are within 1 K of each other. erature shall
thhen be increased steadily with a rate of rise between 0,5 K/ until all
specimens have functioned. The individual functioning temperature srmalslinks, rated legs
thhan 250 °C, shall be recorded and they shall b d by the
mlanufacturer, or T; — 10 K if no declaration is made. For thérmal: 250 °C or
higher, the recorded temperature shall be not less than thatxdecslared b pufacturer, pr
T{— 20 K if no declaration is made. For thermal-links rated c \ AC, or higher than
250 °C, the temperature shall not be greater than T;.

NOTE The equipment recommended for the tests of 11.2 is sho

Page 49

11.3 Maximum temperature limit, 7,

Rgplace the first paragrap

The specimens shall |be °C for a period of 10 min. With the samplgs
mJ‘aintained at Ty iefectri per’10.3, and an insulation resistance test per 10.4,
shall be conducted,

Replace the we : ke end of 11.3 by “NOTE 1” and add a new NOTE 2 as follows
NOTE 2 The be conducted in separate equipment and samples may cool down duripg
trgnsfer frgm the

12 Resistance to rusting

Replacé;-on page 51, the penultimate paragraph of Clause 12 by the following:

C'\mplignnn iIs checked h\ll inepnnfing cpar\imnnc of (?.rnnpc A, B and C after the h::mpnrnfn-e

and humidity cycle conditioning test of 10.2.
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Add a new Clause 13 as follows:

13 Manufacturer’s validation programme

The manufacturer shall conduct regular inspections for production control and tests for
validating performance per 13.1 and 13.2.

13.1 The manufacturer shall test three samples each, for all temperature ratings for thermal-
ligks; - : ’ ' oning
tegmperature) and 11.3 (Maximum temperature limit) followed by the tests of 10.3 (Dieleéiific
rength) and 10.4 (Insulation resistance). The pre-conditioning tests of Clause 9 (Mechanicgl
rgquirements) may be omitted.

13.2 The tests of 10.6 shall be conducted on

a] the highest voltage rating,
b] the highest current rating,

c) both a) and b) on the resistive and inductive ratings.

OT

Npn-compliance in any of the tests shall be subject t0 fition as per Clause
Page 57

Cl|2.2 Temperature setting
Replace the last sentence as follows:

The test oven shall be rate

9,
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 32C: Coupe-circuit a fusibles

m

iniatures, du comité d'études 32 de la CEIl: Coupe-circuit a fusibles.

La présente version bilingue (2015-01) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2006-09.

Le texte anglais de cet amendement est issu des documents 32C/395/FDIS et 32C/400/RVD.

P

Le rapport de vote 32C/400/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti |a
dpprobation de cet amendement.

La version frangaise de cet amendement n'a pas été soumise au vote

p

«
la

Al

—_

A

L} comité a décidé que le contenu de cet amendement et de

s modifié avant la date de maintenance indiquée sur
ttp://webstore.iec.ch» dans les données relatives a la pybli
publication sera

reconduite,

supprimée,

remplacée par une édition réviséeq
amendée.

hge 3
DMMAIRE ::
outer apres I’A )\ TS v itre d’Article suivant:

8 Progr V@ iondu fabricant

hge 5

VANT-RROPOS

Al

outer les nouveaux alinéas suivants 7), 8) et 9) a la premiere partie de I’Avant-propos:

7)

8)

9)

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
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Remplacer le dernier alinéa de la page 5 par le suivant:

La présente norme est fondée sur I’harmonisation de la norme nationale USA, UL 1020,
cinquieme édition (annulée en 2003), et de la CEIl 60691, deuxiéme édition, avec ses
amendements 1 et 2.

Page 7

Remplacer le premier alinéa par celui qui suit:

m
d

L}comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la_date de
Uhe version bilingue de cet amendement pourra étre publiée a une

Ajouter la note de bas de page suivante au bas de la page 7.

Page 13

2| Références normatives
AJouter, apres CEIl 60065;
Amendement 1 (2005)
Remplacer la réc
CEI 60085:2004, /s0

Remplacer 1 ré : } 60112 (y compris sa note de bas de page) par la référenge
stivante;

CEl 60112:2 au
cheminement de atériaux isolants solides

AJouter;apres CEI 60664-1, ce qui suit:

Amendement 1{2000)
Amendement 2 (2002)

Remplacer la référence a la CEIl 60695-10-2:1995 par la référence suivante:

CEI 60695-10-2:2003, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 10-2: Chaleurs anormales —
Essai a la bille

Ajouter, aprés 60695-11-10:1999, ce qui suit:

Amendement 1 (2003)
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Ajouter, aprés 60730-1:1999, ce qui suit:
Amendement 1 (2003)
Supprimer la référence a I’'UL 1020:1994.

Page 15

3| Définitions

Remplacer la définition existante 3.7 par la définition suivante:

37
pilote de service

caractéristiques assignées a un appareil de connexion qui CoMis
dispositif électromécanique tel qu’un solénoide, un relais ou un

Page 19

5| Généralités sur les essais

Remplacer I’Article 5 existant par le suji

5| Généralités sur les essais

Sauf spécification contralke, ix 3sal ivént étre effectués dans les conditions

Témpérature Q

Hpumidité relative

Pfession atmosphé Pa a 1,06 x 10° Pa

S| les condition ionn i-dessous ont une influence significative, elles doivent étfe
mfaintenues sensib 1stdntes pendant les essais.

S| les limite re données dans le présent article sont trop larges pour certains
egsais, ils doivent étre.répétés, en cas de doute, a une température de (23 £ 1) °C.

Dins chague rapport d’essai, la température ambiante doit étre indiquée. Si les conditions
normdles d'humidité relative ou de pression ne sont pas remplies au cours des essais, une
notéd ce sujet doit étre ajoutée au procés-verbal.

Si le résultat d'un essai dépend de fagcon appréciable de la position ou du mode de montage
du spécimen, la condition la plus défavorable doit étre retenue pour les essais en question et
notée.

Si un protecteur thermique a été spécialement congu pour étre utilisé dans un type précis de
matériel, et ne peut pas étre soumis a I'’essai séparément, les essais de la présente norme
doivent étre réalisés dans ce matériel ou dans la partie correspondante ou similaire.

Dans le cas de vérification d'une série homogéene de protecteurs thermiques, tous les essais
doivent étre reéalisés sur les protecteurs thermiques avec T; la plus basse et la plus élevée.
Les protecteurs thermiques ayant des températures de fonctionnement assignées
intermédiaires ne seront soumis qu'aux essais figurant aux 10.6, 11.2, 11.3 et 11.4.
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Le nombre total de spécimens nécessaires est de 45. Quinze spécimens, sur un total de 45,
sont conservés dans I'éventualité d'une répétition de certains essais. 30 spécimens, sur un

total de 45, sont divisés en groupes auxquels sont assignées des lettres alphabétiques de A

a

J. Chaque groupe comprend trois spécimens. En général, les essais doivent étre réalisés
dans l'ordre indiqué au Tableau 1 mais, sur demande, certains essais peuvent étre répétés,
par exemple l'essai sur le marquage (voir I'Article 7). Des échantillons supplémentaires

peuvent étre nécessaires, conformément a la Note 2 du Tableau 1.

NOTE 1 Pour les essais facultatifs, des échantillons supplémentaires seront exigés selon les annexes.

S[, dans un quelconque des essais effeciués conformément a un article donne, uf
de¢faillance est signalée, la cause de celle-ci sera identifiée et une action correcti
emtreprise. En se fondant sur le rapport d’analyses de défaillance et taction correcti
mfinimum, selon laquelle la séquence d’essais doit étre répétée sur un ndmbre sorresponda

ultérieurement autorisée.

Llessai de vieillissement aprés exposition a la chaleur cq
applicable lorsque cela est indiqué par le fabricant.

E
Si

e
e

nt
St

st

is
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Tableau 1 — Programme d'essais

Articles ou . Groupes de spécimens
paragraphes Eesals A|lB|c|D|E|F|G|H|I|UJ
7* Marquage (essai de frottement) X
9 Exigences mécaniques
9.2 Effort de traction X
9.3* Effort de poussée X
9.4 Effort de torsion X
10 Exigences électriques /\
14.1* Lignes de fuite et distances d'isolement /)Q 2(\
14.2* Cycle de conditionnement de la X | X | X <\\§ \

température et de 'lhumidité
12 sLoéicétllgir;rcggarlgrlr]ae:]ct);J|IIe (parties en fer X[ X[ X <\\\ \>
1d.3* Rigidité diélectrique (si applicable) x £x ¥ < X
14.4* Résistance d'isolement (si applicable) /X\\k& N X \/Q
14.5* Résistance au cheminement ( \{ \X\/
14.6 Courant de coupure ( \\« /\ > X | X
N

14.7 Surcharge en courant pulsé & Q ) (%

VA Za D)

11 Essais de température N\ \ N

11.2 Controle de T; ([ ~ X

11.3 Controle de T, 4bivi parua_esdai Q x | x
diélectrique ef\résistance d’isblement N

N

11.4 Vieillisse X X X[ XX
phase 1{(facultati 1 jolxs
2( i rs
8 i 4 jours
7 jours
7 jours
12 i ire 24 h
1d.3 & \Q‘ndn\d@ect ique X | x x| x| x| x]x
1d.4 ~Réslstance d'fsolement x | x x | x [ x| x]|x]x
7 MaW(inspection visuelle seulement) X | X

NOTE 1 «Dans le cas d'essais d'une série homogéne, on peut omettre les essais marqués d'un astérisque
pdur les valeurs assignées intermédiaires.

NQTE 2 Si les conditions de tension de puissance et de courant de c), d) et e) de 10.6.2 ne sont pas
couvertes par un essai, il convient de soumettre a I’essai un minimum de trois échantillons pour chaque
condition.

Page 23

7 Marquage

Remplacer, a la page 25, 'avant-dernier alinéa de I’Article 7 (qui commence par "Les mémes
indications que celles qui sont données en a), b), c) etc.)" par le texte suivant:
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Si la protection thermique est de petite taille, et n'est pas prévue pour étre remplacée, les
mémes indications que celles qui sont données en a), b), ¢) et d) ci-dessus doivent figurer sur
les emballages et, de plus, il doit étre fait référence a la présente norme.

Page 25

8 Documentation

Supprimer les trois NOTES du présent Article

AJouter le nouveau point e) suivant:

e] les protecteurs thermiques de petite taille et non destinés a étre re
NOTE 1 Afin d'éviter tout dommage possible du protecteur thermique, il cehvigntde cqnsbiter le fabricq
quand I'application finale implique un scellement ou l'usage de solvants pour le\nettQya
NOTE 2 Pour des raisons de sécurité, il convient qu'il apparaisse claikemen ehtation, d'u
part, qu'un protecteur thermique n'est pas un produit réparable et, dautre\part, qu'8n cas deYemplacement
convient d'utiliser un protecteur thermique équivalent du méme<fabrica
catalogue, monté exactement de la méme fagon.
NOTE 3 Il convient que les numéros ou les références( de
température, courant et tension qui, ensemble, classifie

Page 25

9| Exigences mécaniques

Remplacer, a la page 27, |

T

9

{2 Essaid’effor

bur les parties d
hbleau 14.1 de

nducteurs

de traction

emplacer “10 min” par “1 min”.

.3~ Essat d’effort de poussee

he
il
Hu

fle

e

Remplacer “10 min” par “1 min”.
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Page 31

9.4 Essai de torsion

Remplacer la figure 1 existante par la nouvelle figure 1 suivante:

Protecteur thermique
maintenu rigidement
I

v

A
gnm

Etape 1: Pliage

CEl 2769/02

Insérer~avant les Notes 1 et 2, le nouveau texte suivant:

Slilest nécessaire de rechercher un matériau isolant les normes suivantes doivent étre
utilisées: CEI 60085, CEI 60216-1, CEI 60695-2-11, CEI 60695-10-2, CEI 60695-10-3,
CEI 60695-11-10 et CEI 60695-11-20.

Exception: Les écrans et les composés d’empotage non fiables pour I'alignement des contacts ou la sécurité des
joints peuvent étre soumis au vieillissement du conditionnement des joints spécifié a I'Annexe E.
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